














































































专利名称(译) 无创分析仪样品探针接口方法和装置

公开(公告)号 US7519406 公开(公告)日 2009-04-14

申请号 US11/117104 申请日 2005-04-27
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其他公开文献 US20050267342A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供了一种用于非侵入性采样的方法和装置。更具体地，该方法和装置涉及光学样品探针接口相对于组织样品位点的运动的控制。
动态探针接口用于收集目标样品的光谱，根据x轴，y轴和z轴中的至少一个控制样品探针相对于组织样品的定位，和/或控制样品组
织位移以使得由采样过程导致的光谱变化最小化并且增加分析物特性估计精度和准确度。
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